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Maßbild (mm):   Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c 
Mechanical outline   General tolerances 
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Anschlußschema: 
Schematic diagram 
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Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte): 
Operational data/characteristic data (nominal values): 

UE = 15 V (N1) 
 

Nennwerte am Verbraucher (U/I): 
Rated voltage and current at the load (U/I) 
 

f = 28 kHz;   D ≤ 0.5;    Pü  � 10 W 
�Udt ≥ 300 µVs (N1-unipolar) 
 
UDC = 600 V (N1 gegen / vs N2+N3) 
 
LS1-2+3 =  0.35 µH  (typischer Wert/ typical value) 
CK1-2/3  = 80 pF     (typischer Wert/ typical value) 
 
Betriebstemperatur/working temperature       � 105°C 
Umgebungstemperatur/ambient temperature:  -40°C...+85°C 
Lagertemperatur/storage temperature:     -40°C...+85°C 

Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1, SC = significant chracteristic) 
Inspection 
 
1) (V)    M3014  Up,eff  =  3.2 kV,  2 s,  N1 gegen/vs N2+N3 

         Up,eff  =  1.0 kV,  2 s,  N2 gegen/vs N3 
 

2) (AQL 0,25) M3011/1  L1 = 9.25 mH ± 20%,  f = 10 kHz,  UAC,eff = 100 mV 

 

Siehe Seite 2 
See page 2 

Weitere Vorschriften: 
Applicable documents: 

 

Datum Name Index Änderung 
12.10.2022 Dz. 83 Implementation of an alternative wire supplier. CN-22-084 
26.04.18 FS 82 Implemented ETFE wire for N2 and N3. RCu2 and RCu3 changed from 600m� to 800m�. CN.17-391 

Anschlüsse: 
Connections: 
 
Stift/ pin: CuSn 0,7x0,7 

 
4215X177 
F        DC 

Beschriftung: 
marking 

ü = 1 : 1 : 1 
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Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1, SC = significant characteristic) 
Inspection 

 

3) (V)    M3011/6  Polarität / Übersetzungsverhältnis:  Toleranz ± 2% (± 0 Wdg.)  (SC) 
         Polarity / Turns ratio:       Tolerance 
 

4) (AQL 1/S4) M3011/5  RCu1 = 220 mΩ ± 15%; RCu2 = 800 mΩ ± 15%; RCu3 = 800 mΩ ± 15% 

 

5) (AQL 0,25) M3011/2  LS1-2+3 � 0.5 µH, f = 100 kHz, UAC,eff = 100 mV  

         (N2 und/and N3 kurzgeschlossen/short circuited) 

 

6) (AQL 1/S4) M3200  Mechanische Prüfung / mechanical test  

 

7) (Fix 05)  M3290  Lötbarkeitsprüfung nach Abschnitt 1 / solderabiltiy test acc. chapter 1 
 
 
 
 
 

Typprüfung: 
Type test 

 
1) Stoßspannungsprüfung in Anlehnung an M3064 
 HV transient test according to M3064 
 
 N1 gegen/vs N2+N3 
 Einstellwerte:  1,2 µs / 50 µs-Kurvenform (waveform) 
 Settings    UP,max  = 7.3 kV 
       Ri        = 40 Ω 
6 Impulse im Abstand t = 10 Sekunden mit wechselnder Polarität 
 6 pulses in a cycle of t = 10 seconds with changing polarity 

 

 
2) Hochspannungsprüfung in Anlehnung an M3014 / HV test according to M3014 

       Up,eff       = 3.2 kV,  5s,   N1 gegen/vs.  N2+N3 
       Up,eff       = 1.0 kV,  5s,   N2 gegen/vs.  N3 
 

 

3) Lötwärmebeständigkeit nach M3292, Kapitel 1 
 Resistance to soldering heat according M3292, chapter 1 

 Temperatur 260 °C ± 5 °C; Tauchzeit 10 s ± 0.5 s 
 Temperature 260 °C ± 5 °C; dwell time in soldering bath 10 s ± 0.5 s  

 

 

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur 
Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature 

 


